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Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

et 2,

Validité|de la présente publication

Le conterju technique des publications de la CEl est
constamnjent revu par la CEIl afin qu'il reflete 1'état
actuel de |a technique.

Des rerjseignements relatifs & la date de
reconfirmfition de la publication sont disponibles dans
le Catalodque de la CEI.

Les rensejgnements relatifs & des questions & I'étude et
des travalix en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la listg_des
publicatiops établies, se trouvent dans les documénts.ci-
dessous:

o «Site web» de la CEI*

» Cgtalogue des publications de la CEl
Pyblié annuellement et mis & jour régulie
(Cptalogue en ligne)*

. Blrlletin de la CEI

Disponible a la fois af

comme périodique i

Terminplogie, sy
et littéraux

En ce qui
se repor
technique

Pour Ies

. Symboles littéraux a
la CEI 60417: Symboles
graphiqu bs utllisables SugAde matériel. Index, relevé et
compilatipni{des feuilles individuelles, et la CEIl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

Validity of this publicatio

pt under
that the

hation of
.

under considerafion and
eftaken by the {echnical
has repared thls publication, as well

On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refprred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vqcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols ahd signs
approved by the IEC for general use, reafers are
referred to publications |IEC 60027: Letter syymbols to
be used in electrical technology, |EC 60417: (Graphical
symbols for use on equipment. Index, sufvey and
compilation of the single sheets and IE(Q 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
ONZIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES POUR COURANT CONTINU A DIELECTRIQUE
~EN FILM DE POLYTEREPHTALATE D'ETHYLENE A ARMATURES EN FEUILLES METALLIQUES

PREAMBULE

1) Le decisio o a oras— o ot e = S
quéstions techniques, préparés par des Comités d'Et

représentés tous les Comités nationaux s'intéressant s,
ex al
su

2) Ces nt
ag

3) Dams le but d'encourager l'unification me le
vog g reégles nationales
le ssure ou les conditions
nationales le permettent. ¢ g eJa recommandation de la
CEl et la régle nationale co i ans la mesure du pqgssible,

La préiente norme anété&\ét

Condensateurs et résistances

Le texte de cég:;>
\ \'/ d
Regle|des Six \g\ é}pg:z;éy vote Procedure des Rapport de|vote

Deux Mois
10 (BCIBI2 NN uo(BC)656

me est dssu documents suivants:

Pour de plusggabisg renseignements, consulter les rapports de vote corpgespondants
mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance de la qualité des
composants électroniques (IECQ).

La présente norme remplace la Publication 384-11 (1979) de la CEI:
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques.

Onziéme partie: Spécification intermédiaire: Condensateurs fixes pour courant
continu a diélectrique en film de polytérephtalate d'éthyléne a armatures en
feuilles métalliques. Choix des méthodes d'essai et régles générales.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 11: SECTIONAL SPECIFICATION:

FIXED POLYETHYLENE-TEREPHTHALATE FILM DIELECTRIC METAL FOIL D.C. CAPACITORS

FOREWORD

1) The formal de0131ons or agreements of the IEC on technlcal matters,

prepared

having & special 1nterest thereln are represented, express,
possible, an international consensus of opinion on the subj
with.

2) They haye the form of recommendations for internatio
acceptedl by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification

recomme i i i in ¢ f iondl conditiong

will permit. Any divergence betw
corresppnding national rules shogld
indicated in the latter.

This standgrd has been pre
Capacitors|and Resistorns

The text of this éé:;h upon™Mhe following documents:

40:

T
Six Months' Rule po ikkifféyg Two Months' Report on Voting
: Procedure

40(cop612 \ 0(CQ)656
\

Further inrormatigﬁ\qeﬁ be found in the relevant Reports on Voting indicate¢d in

the table Fbove.

The QC number that appears on the front cover of this publication is

the specification number in the IEC Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).

This standard replaces IEC Publication 384-11 (1979): Fixed Capacitors

for Use in Electronic Equipment. Part 11: Sectional Specification:

Fixed

Polyethylene-terephthalate Film Dielectric Metal Foil Capacitors For Direct

Current. Selection of Methods of Test and General Requirements.
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
ONZIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES POUR COURANT CONTINU A DIELECTRIQUE EN FILM
DE POLYTEREPHTALATE D'ETHYLENE A ARMATURES EN FEUILLES METALLIQUES

SECTION UN - GENERALITES

Généralités

Domaine d'application

L présente norme s'applique aux condensateurs fixes p

L continu,
dé tension nominale ne dépassant pas 6 300 V, utilis ectrique
uh film de polytérephtalate d'éthyléne et dont les @ consti-
thées de fines feuilles métalliques. Pour les conde sion nomi-
nfle supérieure a 1 000 V des essais et des exige ires peu-
vent étre prescrits dans la spécification particulie

Les condensateurs couverts par cette nopm 9 s Npodr étre ytilisés
dins les équipements électroniques.

Les condensateurs pour antiparasitage\ he g i résente
nprme; ils sont couverts p ] Y de la CEI: Condensateurs
flixes utilisés dans les équipenm iques. Quatorzieme paptie:
Spécification intermédiaire; X : tes d'antiparasitage] Choix
des méthodes d'essai et reégles, gé ] :

ire les valeurs préférentielles des
daws la Publication 384-1 (1982) de|la CEI,
4 qualité, les méthodes d'essai et|de

les exigences générales pour ce type de
d'essai et les exigences prescrites g@ans les
lieres doivent &tre d'un niveau égal ou supg¢rieur a
pécification intermédiaire, un niveau inférjeur

Eodes—pour—temarquage—des—résistances

et des condensateurs.

Publication 63 (1963): Séries de valeurs normales pour
résistances et condensateurs.
Modification No. 1 (1967).
Modification No. 2 (1977).

Publication 68: Essais fondamentaux climatiques et
de robustesse mécanique.
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 11: SECTIONAL SPECIFICATION:
FIXED POLYETHYLENE-TEREPHTHALATE DIELECTRIC METAL FOIL D.C. CAPACITORS

SECTION ONE - GENERAL

1. General

1.1 Scope
This oltages
not ate
film ltages
excep in
the
The e Lronic
equipment

are

ronic

ixed Sapacitors for Radio
QF Tegt and General

ocr‘le preferred ratings and charac-

Public@tion 384-1 (1982), the appropriate
s-and measuring methods and to giye

this type of capacitor. Test seperities

is

L,

bion: /F

Publlication 97h4): Marking Codes for Resistors and
Capacitors.
Publication 63 (1963): - Preferred Number Series for

Resistors and Capacitors.
Amendment No. 1 (1967).
Amendment No. 2 (1977).

Publication 68: Basic Environmental Testing
Procedures.
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Publication 384-1 (1982): Condensateurs fixes utilisés dans les
équipements électroniques. Premiére partie:
Spécification générique.
Modification No. 2 (1987).

Publication 410 (1973): Plans et régles d'échantillonnage pour les
contrdles par attributs.

Publication QC 001001: Régles fondamentales du Systéme CEI

(1986) d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).

Publication QC 001002: Régles de procédure du Systéme CEI

(1986) d'assurance de la qualité des composants
electroniques (IECQ).

Publication de 1'ISO:

Norme ISO 3 (1973):

aquelle 1'éd
étre utilis

’gg;;zhe doivent pas prescrire d'exig

générique, intermédiaire o
nt des exigences plus sévéres
aphe 1.9 de la spécification par

férieures 3
liére-cadre.

doivent é&tre
et repé @7 7

Note.

les valeurs fixées doivent de préférence &tre ch
ées dans l'article approprié de la présente spé

Dessin d'encombrement et dimensions

S normaux

rticle de
utilisée,
ition

4
ee.

rticuliére

ences in-

1 particu-
celles-ci
ticulieére

risque.

commodité
ification

pisies
cification

S

I1 doit y avoir une illustration du condensateur destinée 3 faci

liter son

identification et sa comparaison avec d'autres condensateurs. Les dimen-
sions et leurs tolérances assocides qui affectent 1'interchangeabilité et
le montage doivent &tre données dans la spécification particuligre. Toutes

les dimensions doivent de préférence étre données en millimetres

, mais,

lorsque les dimensions originales sont données en inches, les dimensions

métriques correspondantes en millimétres doivent &tre ajoutées.

Normalement, les valeurs numériques doivent
du corps, la largeur et la hauteur du corps
pour les types cylindriques, le diamétre du

étre données pour la

corps et la longueur

longueur

et l'entraxe des sorties ou,

et le

diamétre des sorties. Si nécessaire, par exemple lorsque la spécification
particuliére couvre plusieurs articles (de différentes valeurs de capacité
et/ou tension), les dimensions et leurs tolérances associées doivent étre

indiquées dans un tableau sous le dessin.
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Publication 384-1 (1982):

Publication 410 (1973):

Publication QC 001001:

(1986)

Publication QC 001002:

9

Part 1: Generic Specification.
Amendment No. 2 (1987).

Attributes

Fixed Capacitors for Use in Electronic Equipment

Sampling Plans and Procedures for Inspection by

Basic Rules of the IEC Quality Assessment System
for Electronic Components (IECQ).

Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment

(1986) System for Electronic Components (IECQ).
ISO|Publication:
IS0| Standard 3 (1973): Preferred Numbers - Se Numbers.
Notge. -The above references apply to the currenti\edi
IEC 68, for which the referenced edition tRke~applicable test
clauses of the generic specification shall™t
1.4 Infprmation to be given in a detail spe(igz;;ZZEk\
Detpil specifications shall k fro t%t)r levant blank detall
spepification.
Detphil specifications shall irements inferior to those
cification. When more gevere
be\listed in Sub-clause 1.9 of the
e test schedules, for example by
b-clause 1.4.1 may for convenience, be
all be given in each detail specificatipn and
preferably be selected from those given in fthe
his sectional specification.
dimensions
There s;;IT\Q§>En illustration of the capacitor as an aid to easy rpcog-
nitlioh“and for’ comparison of the capacitor with others. Dimensions gand
thegir.vassociated tolerances, which affect interchangeability and mounting,

shall be given in the detail specification. All dimensions shall preferably
be stated in millimetres, however when the original dimensions are given in
inches, the converted metric dimensions in millimetres shall be added.

Normally the numerical values shall be given for the length of the body,
the width and height of the body and the wire spacing, or for cylindrical
types, the body diameter, and the length and diameter of the terminations.
When necessary, for example when a number of items (capacitance values/
voltage ranges) are covered by a detail specification, the dimensions and
their associated tolerances shall be placed in a table below the drawing.
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1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

1.4.4

1.5
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Si la configuration du condensateur est différente de celle indiquée
ci-dessus, la spécification particuliére doit donner les informations
dimensionnelles qui le décriront convenablement. Si le condensateur
n'est pas congu pour l'utilisation dans les cartes imprimées, cela doit
étre clairement indiqué dans la spécification particuliére.

Montage

La spécification particuliére doit spécifier la méthode de montage a
employer pour 1l'utilisation normale et pour les essais de vibrations,
secousses ou chocs. Les condensateurs doivent étre fixés par leurs
dispositifs normaux de fixation. La conception du condensateur peut étre
telle qu'elle exige pour son emploi un dispositif spécial de fixation. Dans
. - . oy . PR . Tt+f de fixation
qui doit &tre utilisé lors des essais de secousses ibrations.

Caractéristiques

Les caractéristiques (assignées ou non) doiyé
applicables de la présente spécification ai
suivantes:

iX articles
ions

Gamme de capacité nominale

Voir paragraphe 2.2.1.

&i a la spécificafion parti-
gammes)'de valegurs, la régle suivante devrait

Note. -Lorsque des pro
culiére ont diff
étre ajoutée:

ension est

Des caractéerisgyi jutelles

sont ¢ i it le
compos

sai, les
bbilité et de

L4 spécIfication particuliére doit spécifier les indications a|marquer
gur le condensateur et sur l'emballage. Les déviations a 1l'égard des

: ntermédiaire
doivent étre spécifiquement indiquées.

Terminologie

En complément aux termes et définitions appropriés figurant dans la
Publication 384-1 de la CEI la définition suivante est applicable:
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When the configuration is other than described above, the detail speci-
fication shall state such dimensional information as will adequately des-
cribe the capacitor. When the capacitor is not designed for use on printed
boards, this shall be clearly stated in the detail specification.

1.4.2 Mounting

The detail specification shall specify the method of mounting to be applied
for normal use and for the application of the vibration and the bump or
shock tests. The capacitors shall be mounted by their normal means. The
design of the capacitor may be such that special mounting fixtures are

required in its use. In this case the detail specification shall describe
the mounting fixtures and they shall be used in the application of the
vibration and bump or shock tests.

1.4.3 Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in ag
clauses of this specification, together with

relevant

1.4.3.1 [Rated capacitance range

See Sub-clause 2.2.1.

iven in

1.4.3.2
ed
necessary to adeguately the component for design and appfication
purposeéf:>
1.4.3.3 [Soldering
ation shall prescribe the test methods, severfities and
able for the solderability and the resistance| to
1.4.4
The-detail "specification shall specify the content of the marking on the
capacitor and on the package. Deviations from Sub-clause 1.6 of |this
sectional specification, shall be specifically stated.
1.5 Terminology

In addition to the applicable terms and deflnltlons of IEC Publication
384-1 the following definition applies:
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5.1

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.

6.4
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Tension nominale (Uy ou Ug)

La tension nominale est la tension continue maximale qui peut €tre appliquée

en permanence aux bornes d'un condensateur, a la température nominale.

Note. -La somme de la tension continue et de la valeur de créte de la
tension alternative, appliquées au condensateur, ne doit pas étre
supérieure a la tension nominale. La valeur de créte de la tension
alternative ne doit pas dépasser, pour les fréquences indiquées,
les valeurs suivantes, en pourcentage de la tension nominale, et
ne doit pas étre supérieure a 280 V:

50 Hz: 20%

100 Hz: 15%

1 000 Hz: 3%
10 000 Hz: 1%

sauf prescription contraire dans la spég iere.

i

arquage

[¢2]

elon paragraphe 2.4 de la Publicatio
odalités suivantes:

nu des

=]

Lies informations contenue 3 ) ; ises dans
la liste ci-apreés; l'import S i t indi-

1))
Nt
Q
[+
o
o)
o
[S
ct
(02
o)
o]
=]
| d
jo

H) tension nomina
ou ]x;,

e symbole:

H) {désignation de type du fabricant;

i) référence & la spécification particuliére.

Le condensateur doit porter lisiblement les informations des points a),

b) et c¢) ci-dessus, et le plus grand nombre d'autres informations consi-
dérées comme utiles. Toute redondance de l'information contenue dans le

marquage devrait étre évitée.

L'emballage contenant les condensateur(s) doit porter lisiblement toutes
les informations énumérées au paragraphe 1.6.1.

Tout marquage supplémentaire doit &tre effectué de telle sorte qu'il ne
puisse y avoir aucune confusion.


https://iecnorm.com/api/?name=e39cd47f7efb9152c89e83f0fe9e08c8

384-11 © IEC 1988 — 13—

1.5.1 Rated voltage (Ug)

The rated voltage is the maximum d.c. voltage which may be applied con-
tinuously to a capacitor at the rated temperature.

Note. -The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage applied to
the capacitor shall not exceed the rated voltage. The value of
the peak a.c. voltage shall not exceed the following percentages
of the rated voltage at the frequencies stated and shall be not
greater than 280 V:

50 Hz: 20%
100 Hz: 15%
1 000 Hz: 3%
10 000 Hz: 1%

unless otherwise specified in the detail

1.6 Marking

Subp-clause 2.4 of IEC Publication 384-1, with T ) ng detailsg:

1.6.1 The information given in the marking e following
list; the relative importance j { jtion in
the list
a)

b)

c)
d)
e)

of manufacture;

£) or trade mark;

g)

h)| manufasturey's type designation;

i)| ‘reference to the detail specification.

1.6.2 The capacitor shall be clearly marked with a), b) and c) above and with
as many as possible of the remaining items as is considered necessary.
Any duplication of information in the marking on the capacitor should be
avoided.

1.6.3 The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked with all
the information listed in Sub-clause 1.6.1.

1.6.4 Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.
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SECTION DEUX - CARACTERISTIQUES PREFERENTIELLES

2. Caractéristiques préférentielles

2.1 Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particuliéres doivent de
préférence étre choisies parmi les suivantes:

2.1.1 Catégories climatiques préférentielles

Les condensateurs couverts par cette norme sont classés en catégories
Ma gues, oniformemer auxX regles generale ae ad PO 1Ca o) 68-1

Les températures minimale et maximale de catégorig 3 de l'essai
continu de chaleur humide doivent &tre choisies S suivan-
tes:

Température minimale de catégorie: -25 °C.,
Température maximale de catégorie: +125 °C.
Durée de l'essai continu de chaleur et 56 jours.

séche sont |respecti-

Les sévérités pour les essais de
e atégorie.

0
vement les températures minimale.let

2.2 Valeurs préférentielles des carastéristi

Les valeurs préfére g vantes:
1’ 1’57 272’ ‘

Ces valeurs s la
Public ances
et condehsalx

e étre

2.2.2

Les\\é§§;;\3és;%référentielles sur la capacité nominale sont: 9%, +10%
et =2

2.2.3 |Tension nominale (Uy ou UR)

Les valeurs préférentielles de la tension nominale sont: 40-63-100-160-250 V
et leurs multiples décimaux. Ces valeurs sont conformes a la série de base
des nombres normaux R5 donnés dans la Norme ISO 3: Nombres normaux - Séries
"de nombres normaux.

2.2.4 Tension de catégorie (Ug)

La tension de catégorie est:

0,8 Uy pour une température maximale de catégorie de 100 °C et
0,5 Uy pour une température maximale de catégorie de 125 °C.

2.2.5 Température nominale

La valeur normale de la température nominale est 85 °C.
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2.2.3

2.2.4

2.2.5

SECTION TWO - PREFERRED RATINGS AND CHARACHERISTICS

Preferred ratings and characteristics

Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selected

from the following:

Preferred climatic categories

The capacitors covered by this specification are classified into climatic

e3 68-1.
Th damp heat,
st
Lgwer category temperature: -25 °C.
Upper category temperature: +125 °C.
Dyration of the damp heat, steady state ys.
The severities for the cold and dry the lower and upper
cagtegory temperatures respectively
Preferred values of ratings
Rated capacitance (Cg)
Py e:
1 decimal multiples.
T eries of preferred values given ir]l IEC
P S Number Series for Resistors and Capacitgrs.
If other aquired they shall preferably be chosen from |[the E12
series,

e r;\\tb{érances on the rated capacitance are *5%, +10% arnd =20%.

(UR)

The preferred values of rated voltage are: 40-63-100-160-250 V and their
decimal multiples. These values conform to the basic series of preferred
values R5 given in ISO Standard 3: Preferred numbers - Series of preferred

numbers.

Category voltage (Uc)

The category voltage is:
0.8 Ug for upper category temperature 100 °C and
0.5 Ug for upper category temperature 125 °C.

Rated temperature

The standard value of rated temperature is 85 °C.
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SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures d'assurance de la qualité

Etape initiale de fabrication

L'étape initiale de fabrication est le bobinage du condensateur ou 1'opéra-
tion équivalente.

Modeles associables

Condensateurs fabrlques avec des procedes et des matériaux semblables,

ntes.

Rapports certifiés de lots acceptés

Lorsque des rapports certifiés de lots accepté i ns la
spécification particuliére, les informations sur igées au
Litre du paragraphe 3.5.1 de la Publicatio nt étre
fournies a l'acheteur sur sa demande. Apré es para-
métres pour lesquels les informations p données
sont: la variation de capacité, la t et la

résistance d'isolement.

Homologation

ion est donnée au paragraphe 3.4
384-1 de la CEI.-

s lot
la

prés.

fixe

t décrite
tillon

de tension maximale, et pour ces tensions la valeur minimale et la valeur
maximale de capacité. Quand la gamme couvre plus de quatre tensions nomi-
nales, une tension intermédiaire doit aussi €tre soumise aux essais. Ainsi
pour l'homologation d'une gamme, l'essai de quatre ou six valeurs (combi-
naison capacité/tension) est requis. Lorsque la gamme présentée a 1l'homolo-
gation comprend moins de quatre valeurs, le nombre de condensateurs a
soumettre aux essais est celui requis pour quatre valeurs.

Les spécimens de rechange a prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur pour remplacer éventuellement l'unité défectueuse tolérée
au groupe "0".

b) Un par valeur pour remplacer éventuellement des spécimens défectueux
par suite d'incidents non imputables au fabricant.
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SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality assessment procedures

Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture is the winding of the capacitor element
or the equivalent operation.

Structurally Similar Components

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors produced
wit] tord i i ¢
case sizes and values.

Certified Records of Released Lots

The| information required in Sub-clause 3.5.1 of -1
shalll be made available when prescribed in th and when
requested by a purchaser. After the endurancé S parameters for which

varfiables information is required are the , tan(ﬂ'and
the| insulation resistance.

Quaflification Approval

The| procedures for Qualification S g/ are given in Sub-¢lause

e
3.4 of the Generic Specificat

The| schedule to be Approval testing on the basis
of flot-by-lot and i \ givep in Sub-clause 3.5 of this|speci-
ficption. The p i ixed sample size schedule is given|in
~clauses 3.4]1

ure

X1 consist of specimens having the lowest and highest| vol-
eS;-and for these voltages the lowest and highest capacitances.

be tested. Thus for the approval of a range, testing is required of either
four or six values (capacitance/voltage combinations). When the range
consists of less than four values, the number of specimens to be tested
shall be that required for four values.

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defective in
Group "O".

b) One per value which may be used as replacements for specimens which are
defective because of incidents not attributable to the manufacturer.
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Les nombres de spécimens indiqués dans le groupe "O" présument q
tous les groupes sont applicables. Si ce n'est pas le cas, les n
doivent &tre réduits en conséquence.

Lorsque des groupes d'essais complémentaires sont introduits dan
programme des essais d'homologation, le nombre de spécimens requ
le groupe "O" doit &tre augmenté du nombre requis pour les group
complémentaires.

Le tableau I donne le nombre de spécimens a essayer dans chaque
ou sous-groupe ainsi que le nombre de spécimens défectueux admis
pour les essals d'homologation.

Essais

La série compléte des essais indiqués aux tablea
pour l'homologation de la gamme des condensat

Lorsqu'un condensateur n'
groupe, il est compté con

orment ensemble le programme des es
ectif fixe. Le tableau I donne en dé

erfts essais ou groupes d'essais. Le tables
5, aux pre0151ons donnees dans la sectlon quat

particuliére.

Les conditions d'essai et les exigences pour le programmg

dans la spécification particuliére pour le contrdle de la
mité de la qualité.

384-11 © CEI 1988

ue
ombres

s le
is pour
es

groupe
sible

doivent

dais du

pas étre

gsais d'un

ses
e
ermises.

sais

tail
missibles
u II,

re,
igences

es con-
ication

d'essais
prescrites
confor-
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3.4.2

The numbers given in Group "O" assume that all groups are applicable.
If this is not so the numbers may be reduced accordingly.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval
test schedule, the number of specimens required for Group "O" shall be
increased by the same number as that required for the additional groups.

Table I gives the number of samples to be tested in each group or sub-
group together with the permissible number of defectives for qualifi-
cation approval tests.

Tests

The
for
The

The
div
Spe

use

"On
or

whole sample shall be subjected to the tests
Lded for the other groups.

bimens found defective during the test
i for the other groups.

b defective” is counted whe
h part of the tests of a g

ined

en

The| approval is granted when R.defectives does not exceed
the| specified number of permissi es for each group or
subt-group and the i3 e defectives.

Note. -Tables I |a . ) orm the fixed sample size test sche-

dule, fo
and

UM

of

L_
for
e in
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Plan d'échantillonnage et nombre de spécimens défectueux admissibles pour

les essais d'homologation, niveau d'assurance E

Groupe

no

Essais

Nombre de spécimens (n) et d'unités
défectueuses admissibles (pd)

Paragraphe
de cette

Par
valeur

Pour quatre va-

leurs ou moins

AY

Pour six va-
leurs 3

pubiica= 37

tion

N
d essayer

esgayer (3)

n

4n

pd
total

pd
total

pd

\sm\

Examen visuel
Dimensions
Tension de tenue
Capacité
Tangente de 1l'angle
de pertes
Résistance d'isole-
ment
Spécimens de
rechange

29

S

]

>

>

.

174 [3(3)

12

=

.——-—-_———————_-——_—r-_._—__—-—_—-b«k&,
— [}
i :

—_

Robustesse des
sorties
Résistance

Résist e
compos

solvants

Secousses ou

—

18] |1

w
o |

chocs (1)

Séquence climatique

— | - - - —

n

Essai continu de
chaleur humide

Endurance

h.12 10

40

2(2)

Caractéristiques
en fonction de
température

()

4.2.5 5

20

E e, e e e - —

w

w
o

[eA)
o

w
(@]
n

(1) Selon prescription de la spécification particuliére.
(2) 11 n'est pas toléré plus d'une unité défectueuse par valeur.
(3) Valeur: combinaison capacité/tension, voir paragraphe 3.4.1.
(4) Si requis par la spécification particuliére.
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TABLE I

Sampling plan together with numbers of permissible defectives for

qualification approval tests

Number of specimens (n) and
number of permissible defectives (pd)
Group Test Sub-clause| Per For four or For six values
No. of this value {less values (3) to be tested
pubtica= 3 3)—tobe—tested
tion
n 4n | pd d (fi d pd
t 1 total
Vigual examination 4.1 \\\::>
Dimensions 4,1
Voltage proof 4.2.1 <<\\\\\\
0 Capacitance 4.2.2
Tangent of loss angle 4.2.3 29 r:\\\\\a}h 174 (3(3
Ingulation resistance 4.2.4 /j;?
Spare specimens 2 8 12
pare A LTER
: Ropustness of termi- 4.3 | \\W1é{\‘j/y 18! 11
|14 | nafions ! : | ! :
l Repistance to solde- 4. j ' ' i |
[ . { { |
' ring heat <:;i>. : : l \
: Copponent solvent { i I f [
i repistance (4) ' : i : |
O it B | | |-
| SolL.derabil 6 | 24 (11 36, |2(2
: Sollvent re ! : | ! !
: of| the marki 1 ! ' | :
[ 1B | Rapid changé\of tem- & ! Co b
l perature : | I : :
f Vipration y.7 1 ' ' I I
I Bump~or\shac 4.8 or ! i f : :
l 4.9 | bl bl
[ I IS SR U\ Vit W RN I, -l ' | ——i -l
1 Climatid s 4,10 9 36 2 4 54 3 6
2 Dapplheat, steady 4.11 5 20 | 1 30 {2(2
state
3 Endurance 4.12 10 | 40 [2(2) 60 |3(2)
y Characteristics 4.2.5 5 20 1 30 2
depending on
temperature ()

(1) As required in the detail specification.

(2) Not more than one defective is permitted from any one value.
(3) Capacitance-voltage combinations, see Sub-clause 3.4.1.

(4) If required in the detail specification.



https://iecnorm.com/api/?name=e39cd47f7efb9152c89e83f0fe9e08c8

TABLEAU II

Programme d'essais pour l'homologation
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4.4
: la chaleur de
soudage

4,4,2 Mesures
finales

naire

Méthode selon spécifi-
cation particuliere
(1A ou 1B)

Examen visuel

Capacité

Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient
a la section quatre: Méthodes d'essai et de mesure.
2. -Dans ce tableau: D = destructif, ND = non destructif.
Numéro de paragraphe D {Conditions d'essai Nombres. de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
aamissibles
(pd)
GROUPE 0 ND Voir \
tableau
4.1 Exanen visuel elo {1
Marguage [lisible et
elon la [spécification
K rticulilere
4.1 Dimensions Voir la spécification
(pant mesures) ' particulilere
4.,2.1 Tengion de Voir la gpesificati <t> >' Pas de cllaquage ni
tenue particulis \\\’/)V de contoyrnement
méthode '
4,2.2 Capgcité A 1'intérjieur de la
tolérancd spécifiée
4,2.3 Tangente de Selon 4.4.3.2
1'angle de
pertes (tg &)
4.2.4 Résistance <::> Selon 4.3.4.2
d'igolement <{
AN “
GROUPE 1A Voir
tableau I
4.3.1 Mesyr S Capacité
inittale Tangente de l'angle de
\|pertes:
Pour Cy< 10 pF: & 1 KkHz
Cy > 10 uF: & 50 Hz-
120 Hz
4.3 Robustesse des Examen visuel Pas de dommage visible
sorties
Résistance a Sans séchage prélimi-

Pas de dommage visible
Marquage lisible

AC . 2% par rapport &
C la valeur mesurée
au 4.3.1
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TABLE II

Test schedule for Qualification Approval

Notes 1. -Sub-clause numbers of test and performance requirements refer to Section Four:
Test and measurement procedures.

2. -In this table: D

destructive, ND = non-destructive,

Capacitance

Sub-clause number D |Conditions of test Number of Performance
]and Test or j(see Note 1) specimens . requirements
(see Note 1) ND (n) and (see- Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd) A (:\\X
GROUP O ND Se
Table
.1 Visual VAS\ in M. 1
examination Legible marking and
as’specified in the
\\\\\\/,detail specfification
4.1 Dimengions <i> See detail ppecifi-
(detaill) cation
4.2.1 Voltage proof See detail gpecificas No breakdown or
tion for the quiig flashover
4.2.2 Capacitance Within speclified
E tolerance
4,2.3 Tangent of <:: <Fr'eq en As in 4.2.3.2
loss 4gngle
(tan §) <
4.2.4 Insulgtion ee detail specifica- As in 4.2.4.2
resistance<<f\\\§§\ ti r the method \j
GROUP 1A \ > See
N Table I
4.3.1 Initigl Capacitance
measurements Tangent of loss angle:
For CR< 10 pF: at 1 kHz
Cr> 10 puF: at 50 Hz
to 120 Hz
b.3 Robustness of Visual examination No visible damage
terminations
4.4  Resistance to No pre-drying
soldering See detail specifica-
heat tion for the method
(1A or 1B)
4.4,2 Final Visual examination No visible damage
measurements

Legible marking
AC ¢ 2% of value
C measured in 4.3.1



https://iecnorm.com/api/?name=e39cd47f7efb9152c89e83f0fe9e08c8

fication particuliére
Méthode BY4

Gamme de fréquence:
... Hz &2 ... Hz
Amplitude: 0,75 mm ou
accélération 98 m/s2
(la moins sévére des

deux)

Durée totale: 6 h

— 24 — 384-11 © CEI 1988
Numéro de paragraphe D [Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou {(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
Voir
' tableau I
4,13 Résistance du Solvant: ... Voir la spécification
composant aux Température du l particuliere
solvants solvant:
(si applicable) Méthode 2
Reprise: ...
GROUPE 1B D
4.5 Soudabilité Sans vieillissement ité de
Méthode selon spéci- 'étamage [mise en évi-
fication particulieére nce par|l'écoulement
libre de l'alliage
5;\\\\\ avec un mouillage con-
venable de¢s sorties
<i> :> ou -temps de soudage
\\\_/)\ ... S, selon le cas
4.14 Résiptance du Solvant: .« Voir la spécification
margpage aux Températune d B particuligre
solvants
(si ppplicable)
4.6.1 Mesupes - :
initfiales
our Cy <10 pF: & 1 kHz
N\ Cy > 10 pF: & 50 Hz-
120 Hz
4,6 Varipti \\\J%A = température mini-
rapifes de male de catégorie
tempgrature
Bp = température maxi-
male de catégorie
Cinqg cycles
Durée tq = 30 min
Examen visuel Pas de dommage visible
4.7 Vibrations Montage: voir spéci-
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Sub-clause number D Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
See
Table I
4.13 Component Solvent: ... See detail specifica-
solvent Solvent temperature: ... | tion
resistapce Method 2 l
(if appllicable) Recovery: ...
GROUP 1B D
4.5 Solderapility Without ageing
See detail specifica- <<::
tion for the method ng of the sol-
//—\\\\ Eéer with wetting of
he terminations or
solder shall|flow
within ... s| as
applicable
4.14 Solvent Solvent: See detail specifica-

resistance of
the manking
(if applicable)

4.6.1 Initial
measurements
4.6 Rapid dh e

of temperat

& VN

¢ at 1 kHz
: at 50 Hz
120 Hz
category
temperature

Upper category
temperature
Five cycles

eB

tion

4,7 Vibration

Duration tq = 30 min
Visual examination

For mounting method
see detail specifica-
tion

Procedure BY

Frequency range:

from ... Hz to ... Hz
Amplitude: 0.75 mm or
acceleration 98 m/s2
(whichever is the less

severe)

Total duration: 6 h

No visible damage
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4.10.4

minimale de catégorie
Durée: 2 h

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4,7.2 Contrdle final Examen visuel Voir Pas de dommage visible
tableau I
4.8 Secousses (ou Montage: voir spéci-
choes, voir fication particuliére
4.9) Nombre de secousses: ...
Accélération: ... m/s2
Durée de 1'impulsion:
ee. mS
4.9  Chocp (ou se- Montage: voir spéci-
couspes, voir fication particuliére
4.8) Accélération: . m/s2 §\
Durée de 1'impulsion:
... mS
4.8.3 Mesupes <i> >> Pas de dommage visible
ou finalles \\\_/)\ AC ¢ 5% par rapport
4.9.3 C a la|valeur
mesurée ap 4.6.1
Voir la spécification
particuliere
GROUPE 1. Voir
<::> tableau I
4.10 Séquence
climatique
4.,10.2 Chaleu Température: température
sfche ximale de catégorie
N~"\[Durée: 16 h
4.10.3 Hssai Y
e de
agaleur
mide,
essai Db,
premier
cycle
Froid Température: température
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Sub-clause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of :
permissible
defectives
(pd)
4,7.2 Final inspec- Visual examination See No visible damage
tion Table 1
4,8 Bump (or shock, For mounting method
see U[.9) see detail specification
Number of bumps: ...
Acceleration: ... m/s? <i:
Duration of pulse:
«ss MS <
4.9 Shock| (or bump, For mounting method
see 4.8) see detail specification §§\
Acceleration: ... m/s®
Duration of pulse:
+ss MS 6 >
4.8.3 Final| measu- No visible| damage
or rements A_C\( 5% of| value
4,9.3 C measufped in 4.6.1
See detail
specificatfion
GROUP 1 See
Q Table I
4,10 Climatic
sgquence
4.10.2 Dr <:: emperature: upper
_ caltegpry temperature
Duration: 16 h
4,10.3 g
Cy
Te
f1
cycle
4.10.4 Cold Temperature: lower
category temperature
Duration: 2 h /
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humide

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.90.5 Basse Pression: 8,5 kPa Voir
pression (85 mbar) tableau I
atmosphé-
rique (si
requis
par| la
spépifi-
cation
particu- ‘
liére) /N\\\\\
& .
4.10.5.3 Contrdle Examen visuel <:::i§§<§§; as)de claqyage per-
intermé- //\\\\\ marent ni de¢ contour-
diafre \\\\\\/kmment ou d¢ déforma-
tion du boltier
4.10.6 Essfai <i>
cycllique
de ghaleur
humfide,
essai Db,
cyclles
restants
4.10.6.2 Mespres L Pas de dommage visible
finples Marquage ligible
< AC ¢ 5% par rapport a
C la valelir mesurée
;::\ aux 4.4.2, #.8.3 ou
4.9.3 selon|le cas
\\\\\Ta gente de l'angle de Tgc{:
j:> ertes £ 0,01 ou 1,2 fois la
valeur mesupée aux
4.3.1 ou 4.p.1, selon
le cas, la plus grande
des deux
Résistance d'isolement 2> 50% des valeurs don-
nées au 4.2.4.2
GROUPE 2 D Voir
tableau I
4.1 Essai con-
tinu de
chaleur
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Sub-clause number

steady state

D jConditions of test Number of Performance
and Test or |[(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.10.5 Low air Air pressure: 8.5 kPa See
pressure (85 mbar) Table 1
(if required
by the de
tail speci-
fichtion)
4,10.5.3 Intprmedi- Visual examination . break-
ate| inspec- /\\\\\\ bver or
tioh brmation
<:i:i§§:§§:of he case
4,10.6 Damp heat, /’\\\\\\\\\\\/
cyelice,
Test Db, G
rempining
cyclles
Recovery:
4.10.6.2 Finpl Visual exami at > No visible fiamage
meagurements Legible marking
Ca ég_é 5% of ypalue
C measurged in
[ 4.4.2, 4.8.B or 4.9.3
<: as applicable
<:: gent of\lYss angle Tancf:
£ 0.01 or 1.2 times
value measured in
§§\ 4.3.1 or 4.b.1, as
N applicable,| which-
\\\\ ever is the| greater
’|Insulation resistance ! > 50% of vhlues in
4.2.4.2
GROUP 2 D See
Table I
4.11 Damp heat,
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de |Exigences
et essail ou {(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et -
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.11.1 Mesures Capacité Voir
initiales Tangente de l'angle de tableau I
pertes:
Pour C!‘.‘<10 uF: 3 1 KkHz
Cy>10 pF: a 50 Hz-
120 Hz <
Reprise: 13 2 h %
4.11.3 Mepures Examen visuel P de dommage visible
fipales quage lisible
Capacité AC ¢ 5% par|rapport &
C la valpur mesurée
G > au 4.11.1
Tangente de Tg cr:
<£ 0,01 ou| 1,2 fois
les valeurs mesurées au
4.11.1, la|plus grande
des deux
> 50% des|valeurs don-
(/\\ nées au 4.p.4.2
GROUPE 3 Voir
tableau I
4,12 Endurance <::
4.,12.1 Mesure §\ Ca té
infi¥iale \Q angente de l'angle de
\\\\ rtes:
> Pour Cy<10 pF: & 1 KHz
Cy > 10 pF: a 50 Hz-
120 Hz
Reprise: 1 a4 2 h
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Sub-clause number 'D |Conditions of test Number of Performance

and Test or |(see Note 1) specimens requirements

(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)

number of

permissible

defectives
(pd)

4,11.1 Initial Capacitance See
measurements Tangent of loss angle: Table I
For Cp £ 10 pF: at 1 kHz
Eg—>—to—uF—at—S56H=
to 120 Hz

Recovery: 1 to 2 h

4.11.3 Fina] Visual examination
measyrements

mage
dne
(o 5'5% of vdlue

C measured in
\\\\\\\}>11.1

Tanc§:

£ 0.01 or 1J2 times
values measurted in

4.11.1, whichever is
the greater

Capacitance

L/ S

Tangent of lo ang

Insulatipn r E;;:é > 50% of values in

4.2.4.2
AN

AR

GROUP 3 See
Table I

4.12 Endurance

4.12.1 Initial
measfyirements

£ 10 uF: at 1 kHz
CrR > 10 pF: at 10 Hz
to 120 Hz

(T NP

Recovery: 1 to 2 h
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Tangente de l'angle de
pertes

b

N\

Numéro de paragraphe D {Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou [(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.12.5 Mesures Examen visuel Pas de dommage visible
finales
Capacité AC<5% par rapport a

C la_valeur mesurée
.12

b 1,2 fois 1la
surée au

8 plus

s deux

Résistance d'isoleme <<:i:i; > 50% deg valeurs don-
é L2.4.2

GROUPE Y4 ND | Q v
tableau I
4,2.5 aractéris- Capacité Selon 4.2

iques en

onction de
empérature

st = ot O

3'5

3.5.1

Contlrdle de ;;/é:E;:;;§§Q>de la>qualité

Fornmation de £ de co
a) Contrggz\agég\h:;k:jh et B

les es groupes doivent &tre effectués lot par lot.

Un fabric
’ . .
dods Téserve que les régles suivantes soient respectées:

eut regrouper sa production courante en lots de contrdle

(1 ) Le lot de contrdle doit se composer de condensateurs de structure

semblable (voir paragraphe 3.2).

(2a) L'échantillon soumis aux essais doit contenir des condensateurs de
. . ’
chacune des valeurs et de chacune des dimensions présentées dans

le lot de contrdle:

- proportionnellement & leur nombre;

- et avec un minimum de cing condensateurs de méme valeur.
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Sub-clause number D {Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4. 12.5 Final Visual examination See No visible damage
measurements Table 1 Legible marking
Capacitance AC \<5% of value
C measured in
Tangent of loss angle
.2 times
/N\\\\\ red in
& hever is
<<::: \Q; the\ greater
Insulation resistance \ Y 50% of vglues in
%.2.4.2
N\ S
GROUP U4 ND G;e
. Table I
4.2.5 Characte- Capacitance As in 4.2.5
ristics
depending
on fempe-
rature
\ o\
3.5 Quality Confoﬁéggb;>ins;;i:}bg \\\<:>
3.5.1 Formatfon of igéﬁéé?ég;\}ézgii:>
a) Gropps A/§h§>ﬁf};;beztiqn
The e carried out on a lot-by-lot basis.
Am
lot
itors

(See Sub-clause 3.2).

(2a) The sample tested shall be representative of the values and
dimensions contained in the inspection lot:

- in relation to their number;

- with a minimum of five of any one value.
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(2b) Si 1'application stricte du plan d'échantillonnage conduit a moins
de cing condensateurs de chaque valeur dans 1l'échantillon, la con-
stitution de 1l'échantillon doit faire 1'objet d'un accord entre le
fabricant et 1'Organisme National de Surveillance.

b) Controle du groupe C

Les essais de ce groupe doivent étre effectués périodiquement.

Les échantillons doivent étre représentatifs de la production courante
correspondant a la période spécifiée et doivent €tre répartis en valeurs
de tension élevée, moyenne et basse. Afin de couvrir la _gamme homologuée &
chaque periode, 1l dOlT €Lre essaye une dimension sitieripar groupe de
tension. Au cours des périodes suivantes d'autre dimensions de
boitiers et/ou de tension nominale de la produ ¢tre soumises
aux essais afin de couvrir l'ensemble de la g

3.5.2 | Programme d'essai

ur le
deuxieme section de
l-11-1 de

contrdle de la conformité de la quali
la spécification particuliere-cadre
la CEI.

3.5.3 | Livraison différée

Lorsque, conformément au . la CEI
paragraphe 3 5. 2, un nouvea S it & 8, pacité

contrdle
3.5.U4 | Niveaux d'aighkéhg“
Le(s) §;;21 ) dhassu

doit (doj
ci-apré

donné(s) dans la spécification partficulieére-cadre
e 8tre choisi(s) dans les tableaux I[II A et III B

TABLEAU IIT A

Sous-grolpe D#* E F¥* G*
de
controle** NC NQA NC NQA NC NQA NC NQA
% % % %
A1 S-4 2,5
A2 11 1,0
B1 S-3 2,5
NC = niveau de contrdle

NQA = niveau de qualité acceptable


https://iecnorm.com/api/?name=e39cd47f7efb9152c89e83f0fe9e08c8

384-11 © TEC 1988 — 35—

(2b) If there are less than five of any one value in the sample the
basis for the drawing of samples shall be agreed between the
manufacturer and the National Supervising Inspectorate.

b) Group C inspection

These tests shall be carried out on a periodic basis.

Samples shall be representative of the current production of the spe-

cified periods and shall be divided into high, medium and low voltage

ratings. In order to cover the range of approvals in any period one

case size shall be tested from each voltage group. In subsequent periods
; t % i cested

with the aim of covering the whole range.

3.5.2 Tept schedule

The schedule for the lot-by-lot and periodic te
Injspection is given in Section Two, Table IV Qf
cation, IEC Publication 384-11-1.

formance
pecifi-

3.5.3 Dellayed delivery

Whien according to the proceds { use
3.p.2, re-inspection has t« 3

3.5.4 Asgsessment levels

Thie asssessment
prieferably be

hall

Inspectilo \DW E F#* G*
sub—grOLﬁgE: AN
S IL AQL L AQL IL AQL
% % % %
A1 S-4 2.5
A2 IT 20
B1 S-3 2.5
IL inspection level

AQL acceptable quality level
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TABLEAU III B

EI 1988

Sous-groupe D¥ E F* G*
de
contrdle®#* n p n c p n e p n c
C1A 6 9 1
C1iB 6 18 1
Cc1 6 27 2
c2 6 15 1
c3 3 23 1
ch 12 | 9 1 \

Notes relatives aux tableaux III A et III B:

® Les niy

#% e cont
spécif]

périodicité en mois
effectif de 1'échanti
nombre admissible de

ang la deuxiéme sed

tion de la
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TABLE II1 B
Inspection D* E F#* G*
sub-group#¥#*
p n c P n c p n c p n
C1A 6 9 1
C1B 6 18 1
C1 6 27 2
ce2 6 15 1
C3 3 21 1
Cl 12 9 1 EN
p = periodicity in months
n = sample size
¢ = permitted number of defex
Notes concerrling Tables III A and III B:
* The assesgment levels D, F and
®¥* The conterlt of the Inspection sub-g ¥ection Two of the

relevant 1
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SECTION QUATRE - METHODES D'ESSAI ET DE MESURE

Cette section compléte les informations données dans la Publication 384-1
de la CEI, section quatre.

Méthodes d'essai et de mesure

Examen visuel et vérification des dimensions

Voir Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 4.4.

Essais électriques

4.2.1

h.2.1.1

4.,2.2

Tension de tenue

Selon paragraphe 4.6 de la Publication 384-1 de
modalités suivantes:

CE mptel tenu des

Circuit d'essai

<:\;}Si;%§§gp \\\/> 2 Uy avec un minimum

Capacite

. ’ . ’
inferieur ou egal
a 1 s et supérieur a 0,01 s.

Ry comprend la résistance interne

Ry doit limiter le courant de d ou

égale a 1 A.

Les tensions suivantes s de

mesure du tableau I du 1 de la CEI,
pendant 1 min pour les é ur les

€.

P01?z\§'%?pl£j§§xgi\\ nsion d'essai

RS

de 200 V

4.2.2.1

Selon paragraphe 4.7 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des
modalités suivantes:

La mesure de la capacité doit se faire & 1 000 Hz ou le résultat de cette
mesure doit étre ramené A une fréquence de 1 000 Hz. Pour les condensateurs

de capacité nominale supérieure 2 10 pF, les fréquences de 50 Hz a 120 Hz
peuvent €tre utilisées.

La valeur de créte de la tension appliquée ne doit pas dépasser:
- 3 1000 Hz: 3% de la tension nominale;
- de 50 Hz a 120 Hz: 20% de la tension nominale, avec un maximum de
100 V (valeur efficace 70 V).
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SECTION FOUR - TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES

This section supplements the information given in IEC Publication 384-1,
Section Four. '

4. Test and measurement procedures

L.1 Visual examination and check of dimensions

IEC Publication 384-1, Sub=-clause 4.4,

4.2 FTectrical tests
y,2.1 Yoltage proof
$ub-clause 4.6 of IEC Publication 384-1, with ing datadls:

4,2.1.1 Test circuit

han or

than 1 A.
y,2.1.2 lnts of
bd of
for the
TesQiB%;é%\ :i Tedt voltage
1a) <::\\\ \\\/:> R
b) and JYe) 2 Ug with a minimum
of 200 V
\7
b, 2.2 Capdcitance

Sub-clause U4.7 of IEC Publication 384-1, with the following details:

4,2,2.1 The capacitance shall be measured at, or corrected to, a frequency of
1 000 Hz. For rated capacitance values > 10 uF, 50 Hz to 120 Hz may be used.

The applied peak voltage at 1 000 Hz shall not exceed 3% of the rated
voltage, and the applied peak voltage at 50 Hz to 120 Hz shall not exceed
20% of the rated voltage with a maximum of 100 V (70 V r.m.s.)
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4,2.2.2 La capacité doit correspondre a la capacité nominale, compte tenu
de la tolérance spécifiée.

4.2.3 Tangente de l'angle de pertes (tgcf)

Selon paragraphe 4.8 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des
modalités suivantes:

4.2.3.1 Conditions de mesure pour les mesures a 1 000 Hz

La tangente de l'angle de pertes (tgc{) doit étre mesurée dans les
conditions suivantes:

- Fréquence: 1 000 Hz.
- Créte de tension: £3% de la tension nomifiale
- Imprécision de mesure: <10 x 10~% (valeur absolue)

Y

4.2.3.2] Exigence pour les mesures a 1 000 Hz

La tangente de l'angle de pertes (tgcf Srieure a
100 x 10-4,
4.2.4 Résistance d'isolement

Selon paragraphe 4.5 dé
modalités suivantes:

tenu des

4.2.4.1 . Le
nominale
bu a toute

rticuliére.

[P

h,2.4.2 aragraphe

®
joi g

L1 conden-
tuellement
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y,2.2.2

4.2.3

4.2.3.1

4.2.3.2

h.2.4

4.2.4.1

4h.2.4.2

The capacitance shall be within the specified tolerance.

Tangent of loss angle (tan cf)

Sub-clause 4.8 of IEC Publication 384-1, with the following details:

Measuring conditions for measurements at 1 000 Hz

Tancf.shall be measured as follows:

Frequency: 1 000 Hz.
Peak voltage: £ 3% of the rated voltage.

-
= ll1atitTul’'duvy.

3n 3 i 3 AY
-~ LoUlulc valuc/ .

Requirement for measurements at 1 000 Hz

Tan J-shall not exceed 100 x 10-4,

Insulation resistance

(€51

ils:

product
nce of
scribed

ol = | Becr O g
N

=

ough the

[=|

of the
in the

o 0
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La résistance d'isolement doit satisfaire aux exigences suivantes:

Exigences

Points de mesure Produit RC minimal Résistance d'iso- Résistance d'iso-
selon le tableau I, lement minimale lement minimale
paragraphe 4.5.2 (R = résistance d'iso-|entre les sorties entre les sorties
de la Publication lement entre les et le boltier
384-1 de la CEI sorties)

(Cy = capacité

nominale)

(s) (M.Q)/\(\ (MsL)

Cy > 0,33 pF cy < w}?\

1a) 10 000 <\3@\\SQ0\ -

1b) let 1c) - < \§> 30 000

4.2.4.3 Lorsque l'essal n'est pas effect e de 20 °C, [le résultat
de la mesure doit, s'il \ a 20 °C, en multfipliant

la valeur mesurée par approprié. En cas de doute,

la mesure a 20 °C est d 3 de correction suijvants peuvent

étre considérés comme u oyenne .pour 1és condensateurs a diéllectrique

en film de polytérephta at?:iii én&\ a armatures en feuilles| métalliques:

IN_
Tempf{éﬁi§§:f°%i?\\ \Effﬁ%ﬁ; de correction
NOIRSE 0,79
0,83
T 0,87
0,91
19 0,95
0 1,00
\ 1,05
22 1,10
23 1,15
24 1,20
25 1,26
26 1,32
217 1,38
28 1,45
29 1,52
30 1,59
31 1,66
32 1,74
33 1,82
34 | 1,91
35 2,00
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The insulation resistance shall meet the following requitements:

Measuring points
in accordance with
Table I of IEC
Publication 384-1,
Sub-clause 4.5.2

Requirements

Minimum RC product

(R=insulation resis-
tance between the
terminations)
(Cr=rated capacitance)

Minimum insulation
resistance between
the terminations

Minimum insulation
resistance between
terminations and
case

(s)

(ML)

CR > 0.33 uF

ctric metal

DY
1a) 10 000 30@N\ > -
1b) and f{e) 30 000
§.2.4.3 When the test is made at a temperat t shall,
when necessary, the
measurement by the appropriat ’
mg¢asurement at 20 °C is declsiv can be
c
f

q

\\ngigation factor
0.79
0.83
0.87
0.91
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
2N 1.20
25 1.26
26 1.32
27 1.38
28 1.45
29 1.52
30 1.59
31 1.66
32 1.74
33 1.82
34 1.91
35 2.00
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4.2.5 Caractéristiques en fonction de temperature (si requis dans la spécifi-

4.3
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cation particuliere)

Selon paragraphe 4.24.71 "Méthode statique" de la Publication 384-1 de la

CEI, compte tenu des modalités suivantes:

Les mesures de capacité sont effectuées aux points b)

, d) et f).

Caractéristiques & la température minimale de la catégorie

Température d*essat
au point b)

Caractéristique
capacité/températur

N

-10 °C et =25 °C

Y

=40 °C

A< N7
\ I
\Y)
-55 °¢C ACN sA03

Caractéristipques, a empé::\ﬁxema imale de catégorie

O R
>

Caractéristique
capacité/température

850 4c ¢ 52
C

00T AT < 10%

125 °C AC ¢ 20%
c

Robustesse des sorties

Selon paragraphe 4.13 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des

modalités suivantes:
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